
• Kaasuadsorptio ja –desorptio kuivasta 

näytteestä.

• Ominaispinta-alan määritys BET-

teorian avulla.

• Huokoskoon ja –tilavuuden määritys 

BJH-teorian avulla.

• Mikrohuokoisuuden määritys t-plot

menetelmällä tai Dubinin-Radushkevich

yhtälöllä.

• Mittaukset joko typpikaasulla tai 

hiilidioksidilla.

• Raportointi sopimuksen mukaan.

Huokoisuuden ja 

ominaispinta-alan määritys

http://www.materiakeskus.fi
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